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Amendments according to Article 19 PCT 

Enclosed are new pages 16 to 21 in replacement of former pages 16 to 21 of the application. 
Further enclosed is a marked-up version of the claims. The amendments made in claims 1 and 
18 are disclosed on page 10, line 27 to page 11, line 5 of the specification, as well as in 
Figures 5 and 6b of the drawings. All embodiments illustrated in the drawings comprise an 
illumination source with an emission spectrum between 300 and 370 nm. 

The wording of claims 1 and 18 has been amended for making clear that the term "sichtbar" 
refers to the feature of "bildgebender Sensor". 

The amendments do not go beyond the content of the application as filed and are thus in 
compliance with Article 1 9 (2) PCT. 
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Paten tanspriiche 

1. Verfahren zur optischen Kontrolle einer durchsichtigen Schutzschicht (14) 
und einer farblich gemusterten Oberflache (12), wobei die durchsichtige 
Schutzschicht (14) zumindest teilweise die farblich gemusterte Oberflache 
(12) bedeckt, mit einer ersten Beleuchtungsquelle (40) und mit einem der 
ersten Beleuchtungsquelle zugeordneten bildgebenden Sensor (42), 

dadurch gekennzeichnet, daB 

zur Erkennung von fehlerhaften Stellen (30) im Innern und unterhalb der 
durchsichtigen Schutzschicht (14) die Schutzschicht (14) mit von der 
Beleuchtungsquelle (40) emittiertem Licht beleuchtet wird, wobei die erste 
Beleuchtungsquelle (40) kurzwelliges Licht im fur den bildgebenden Sensor 
(42) sichtbaren Bereich emittiert und das auf die Oberflache auftreffende Licht 
zumindest teilweise in die Schutzschicht (14) eindringt und an den 
fehlerhaften Stellen (30) gestreut wird, daB an den fehlerhaften Stellen (30) 
riickgestreutes Licht von dem bildgebenden Sensor (42) erfaBt wird und daB 
die fehlerhaften Stellen (30) durch die lokale Zunahme der Intensitat des von 
dem bildgebenden Sensor (42) erfaBten Lichts im Bereich der fehlerhaften 
Stellen (30) erkannt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der der ersten 
Beleuchtungsquelle (40) zugeordnete bildgebende Sensor (42) im 
wesentlichen nur im Wellenlangenbereich des von der ersten 
Beleuchtungsquelle (40) emittierten Lichts empfindlich ist. 
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3. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
die erste Beleuchtungsquelle (40) und der der ersten Beleuchtungsquelle 
(40) zugeordnete bildgebende Sensor (42) senkrecht iiber der Oberflache 
der durchsichtigen Schutzschicht (14) angeordnet sind. 

5 4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB 

die fehlerhaften Stellen (30) triibe Stellen in der durchsichtigen 
Schutzschicht (14) sind. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB 
das von der ersten Beleuchtungsquelle (40) emittierte Licht in Form einer 
10 Linie auf die Oberflache der durchsichtigen Schutzschicht (14) abgebildet 

wird und daB die durch das riickgestreute Licht im Bereich der 
fehlerhaften Stellen (30) bedingte Verbreiterung der Linie auf der 
Oberflache der Schutzschicht (14) durch den bildgebenden Sensor (42) 
erfaBt wird. 

15 6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB 

eine zweite Beleuchtungsquelle (46) vorgesehen ist, die Licht mit einer 
ersten Wellenlange (ki) emittiert, das die Schutzschicht (14) zur 
Fluoreszenz von Licht mit einer zweiten, von der ersten Wellenlange 
unterschiedlichen Wellenlange (X 2 ) anregt, daB das Fluoreszenzlicht durch 

20 einen der zweiten Beleuchtungsquelle (46) zugeordneten bildgebenden 

Sensor erfaBt wird, und daB fehlerhafte Stellen (50) in der durchsichtigen 
Schutzschicht (14) durch lokale Anderungen der Intensitat des 
Fluoreszenzlichts erkannt werden. 
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7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB der der zweiten 
Beleuchtungsquelle (46) zugeordnete bildgebende Sensor im 
Wellenlangenbereich der zweiten Wellenlange (A, 2 ) eine hohere 
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Empfindlichkeit aufweist als im Wellenlangenbereich der ersten 
Wellenlange 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, 
daB das von der zweiten Beleuchtungsquelle (46) emittierte Licht in Form 
einer Linie auf die Oberflache der durchsichtigen Schutzschicht (14) 
abgebildet wird und daB die durch Anderungen der Intensitat des 
Fluoreszenzlichts bedingte Anderung der Intensitat der Linie auf der 
Oberflache der transparenten Schutzschicht (14) von dem bildgebenden 
Sensor erfaBt wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB 
die fehlerhaften Stellen (50) Bereiche auf der farblich gemusterten 
Oberflache sind, die nicht von der durchsichtigen Schutzschicht (14) 
bedeckt sind. 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB als erste Beleuchtungsquelle (40) und als zweite 
Beleuchtungsquelle (46) eine einzige Beleuchtungsquelle (41) verwendet 
wird. 

1 1 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB Farbfehler in der farblich gemusterten Oberflache 
(12) durch einen farbfahigen bildgebenden Sensor (20) erfaBt werden. 

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB zur Erfassung von Fehlern an der Oberflache der 
durchsichtigen Schutzschicht (14) ein gerichteter, von einer dritten 
Beleuchtungsquelle (24) emittierter Lichtstrahl an der Oberflache der 
Schutzschicht (14) reflektiert wird, daB das reflektierte Licht von einem 
der dritten Beleuchtungsquelle (24) zugeordneten bildgebenden Sensor 
(26) erfaBt wird, und daB die Fehler an der Oberflache der transparenten 
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Schutzschicht (14) durch Anderungen der Intensitat des von dem 
bildgebenden Sensor (26) erfaBten Lichts erkannt werden. 

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB verschiedene bildgebende Sensoren (20, 26, 42) mit 
den jeweiligen zugeordneten Beleuchtungsquellen (18, 32, 41) 
voneinander abgeschirmt sind. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dafl die 
verschiedenen bildgebenden Sensoren (20, 26, 42) mit den jeweiligen 
zugeordneten Beleuchtungsquellen (18, 32, 41) dadurch voneinander 
abgeschirmt sind, daB sie in unterschiedlichen, nicht uberlappenden 
Wellenlangenbereichen arbeiten. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daB die erste (41) 
und dritte (24) Beleuchtungsquelle Licht in unterschiedlichen, nicht 
uberlappenden Wellenlangenbereichen emittieren, und daB die der ersten 
bzw. dritten Beleuchtungsquelle (41, 24) zugeordneten bildgebenden 
Sensoren (42, 26) in unterschiedlichen, nicht uberlappenden 
Wellenlangenbereichen empfindlich sind. 

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die farblich gemusterten Oberflachen (12) und die 
durchsichtige Schutzschicht (14) Teile von Laminatbodenelementen sind, 
wobei die Laminatbodenelemente Tragerelemente (10) aus Holz oder 
Kunststoff umfassen, auf denen mehrfarbig bedruckte Fohen (11) mit 
einer farblich gemusterten Oberflache (12) angeordnet sind, die von einer 
durchsichtigen Schutzschicht (14) bedeckt sind. 

17. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Oberflache der durchsichtigen Schutzschicht (14) 
mit einer eingepragten Struktur versehen ist. 
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18. Anordnung zur optischen Kontrolle einer durchsichtigen Schutzschicht 
(14) und einer farblich gemusterten Oberflache (12), bei der die 
durchsichtige Schutzschicht (14) zumindest teilweise die farblich 
gemusterte Oberflache (12) bedeckt und die eine erste Beleuchtungsquelle 
(40) und einen der ersten Beleuchtungsquelle (40) zugeordneten 
bildgebenden Sensor (42) aufweist, wobei das Emissionsspektrum der 
ersten Beleuchtungsquelle (40) kurzwelliges, fur den bildgebenden Sensor 
(42) sichtbares Licht umfaJJt, und bei der der bildgebende Sensor (42) an 
fehlerhaften Stellen (30) im Innern und unterhalb der durchsichtigen 
Schutzschicht (14) riickgestreutes Licht erfaBt und die fehlerhaften Stellen 
(30) durch die lokale Zunahme der Intensitat des von dem bildgebenden 
Sensor (42) erfaBten Lichts im Bereich der fehlerhaften Stellen (30) 
erkannt werden konnen. 

19. Anordnung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dafl eine zweite 
Beleuchtungsquelle (46) mit Abstand zu der zu kontrollierenden 
durchsichtigen Schutzschicht (14) angeordnet ist, wobei die zweite 
Beleuchtungsquelle (46) Licht mit einer ersten Wellenlange emittiert, das 
die Schutzschicht (14) zur Fluoreszenz von Licht mit einer zweiten, von 
der ersten Wellenlange unterschiedlichen Wellenlange anregt, und daft ein 
der zweiten Beleuchtungsquelle (46) zugeordneter bildgebender Sensor 
vorgesehen ist, der so angeordnet ist, daiJ er das Fluoreszenzlicht der 
Schutzschicht (14) erfassen kann, wobei fehlerhafte Stellen (30) in der 
durchsichtigen Schutzschicht (14) durch lokale Anderungen der Intensitat 
des Fluoreszenzlichts erkannt werden konnen. 

20. Anordnung nach einem der Anspriiche 18 oder 19, dadurch 
gekennzeichnet, dafl ein farbfahiger bildgebender Sensor (20) zur 
Erfassung von Farbfehlern in der farblich gemusterten Oberflache (12) 
vorgesehen ist. 
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21. Anordnung nach einem der Anspriiche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, 
daB eine dritte Beleuchtungsquelle (24) mit Abstand zu der zu 
kontrollierenden Schutzschicht (14) angeordnet ist, daB ein der dritten 
Beleuchtungsquelle (24) zugeordneter bildgebender Sensor (26) ebenfalls 
mit Abstand und unter dem gleichen Winkel wie die Beleuchtungsquelle 
(24) beziiglich der zu kontrollierenden Schutzschicht (14) angeordnet ist, 
und wobei der bildgebende Sensor (26) zur Erfassung von Fehlern an der 
Oberflache der Schutzschicht das von der dritten Beleuchtungsquelle (24) 
emittierte und an der Oberflache der Schutzschicht (14) reflektierte Licht 
erfassen kann. 

22. Anordnung nach einem der Anspriiche 19 bis 20, dadurch gekennzeichnet, 
daB verschiedene bildgebende Sensoren (20, 26, 42) mit den jeweiligen 
zugeordneten Beleuchtungsquellen (18, 32, 41) optisch voneinander 
abgeschirmt sind. 



